Dizajn eksperimentalnog
postava temeljenog na
procedurama za mjerenje
propagacije elektricnih proboja
u GEM detektoru



* Polozaj i opticki izgled proboja
predstavlja bitnu informaciju prilikom
proucavanja propagacije proboja u
GEM detektoru -> opticko snimanje SLR

kamerom
S p eClTl ka C |J e * Opticko snimanje propagacije
. . proboja omogucit ¢e se pomocu
d |ZaJ N a transparentne komore.
. * Induciranje proboja na poznatnom
e kS p erime ﬂta ‘ N Og polozaju omoguciti ¢e precizno
fokusiranje na primarni proboj i
pOStava kvalitetnu opticku snimku proboja.

* Elektricna mjerenja daju bitnu
inforamciju o uvjetima u detektoru
prilikom i nakon primarnog proboja->
elektricno snimanje 4 kanalnim
osciloskopom s automatskom
pohranom podataka na racunalo.



Specifikacije na
transparentnu
komoru

Komora se treba jednostavno
otvoriti/zavoriti.

Komora treba biti mehanicki
cvrsta da moze podnjeti
visestruko
otvaranje/zatvaranje.

Treba jednostavan spoj na
plinski sustav.

Komora treba biti
plinotijesna.

Minimizirati volumen zbog
utroska plina.

Treba imati mogucénost
jednostavnog postavljana
izvora unutar volumena
komore.



Skica eksperimentalnog postava
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Shema napajanja eksperimentalnog postava
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Shema napajanja eksperimentalnog postava

* Napajanje gornje elektrode TH/GEM folije preko otporn
vrijedosti u svrhu povecanja vremena izmedu proboja.

ika velike

* Odvojni otpornik na donjoj elektrodi TH/GEM folije koristi se u svrhu
ispitavanja njegovog utjecaja ha propagaciju kroz indukcijsko

podrucje.

 Specifichost postava je odredivanje struje kroz indukcijs
nakon primarnog proboja pomocu mjerenja napona na
kondenzatoru spojenom u paralelu s 100 kOhm otporni
elektrodi za ocCitavanje podataka.

* Snimljeni valni oblici napona trebaju se pohraniti na racunalo
struje kroz indukcijsko podrucje.
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Shema napajanja eksperimentalnog postava

e Struja u indukcijskom podrucju uzrokovati ¢e nakupljanje naboja na
kondenzatoru spojenom na elektrodu za ocCitavanje podataka.

* Snimljeni napon na kondenzatoru potrebno je derivirati da bi se
dobila informacija o struji

dt dt
* Informacija o ponasanju struje u vremenu nakon primarnog proboja i
prije pojave propagirajuceg proboja daju vazan uvid u dinamiku
propagacije proboja sto moze pomoci prilikom dizajna uredaja za
zastitu od propagacije proboja prema elektrodi za oCitavanje
podataka.



